¢ F ve N Ttipi prob

¢ F tipi prob manyetik olmayan materyallerin
(bakir, ¢inko, plastik) manyetik materyaller
(celik, nikel) tzerindeki kaplama kalinhigi

Olgimlerinde kullanilir.

N tipi problar gegirgen olmayan materyallerin

(boya, plastik, porselen) gegirgen

materyallerin (bakir, aliminyum) tizerindeki

kalinliginin dlgtlmesinde kullanilir

*

Genis ekran

*

V tipi prob ile silindirik parga élglimu

*

um/mil birim ¢evrimi

*

Otomatik agma/kapanma

¢ |sikli ekran

®

Sertifika

CFN1500B

OZELLIKLER

Aralik 0~15000m

Hassasiyet 2um(0~100um)
3%(100~1500um)

Goziiniirlik 0.1pm (0~99.9um)

Min. 6l¢iim alani

1um (100~ 1500um)
25x25mm

Min. egrilik digbikey: 5mm; icbukey: 30mm
Min. taban kalinhgi manyetik: 0.2mm; manyetik olmayan: 0.05mm
Hafiza 30set

Giig AAA pil
Boyut(LxWxH) 120%x52x26mm

Agirhik 170g

STANDART TESLIMAT

Ana lnite 1adet

Kalibrasyon folyosu 1set

Kalibrasyon tabani 1set

AAA pil 2adet






